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Prof. Janusz Mroczka uroczyscie w PAN

W trakcie 115. sesji Zgromadzenia Ogdlnego Polskiej Akademii Nauk profesor Janusz
Mroczka z Wydziatu Elektroniki Politechniki Wroctawskiej zostanie uroczyscie przyjety w
poczet cztonkdw korespondentéw Polskiej Akademii Nauk (IV Wydziat - Nauk
Technicznych). Ceremonia odbedzie sie w najblizszy czwartek, 14 pazdziernika w auli
Instytutu Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej im. Macieja Natecza PAN w Warszawie.

Prof. dr hab. inz. Janusz Mroczka ukonczyt Wydziat Elektroniki w 1976 roku. Jako
specjalizacje wybrat metrologie. Stopien doktora nauk technicznych uzyskat w Instytucie
Metrologii Elektrycznej Politechniki Wroctawskiej w roku 1980, doktora habilitowanego -
w 1991, tytut naukowy profesora otrzymat w 1996, a na stanowisko profesora
zwyczajnego zostat powotany w 1999 roku. Funkcje dyrektora Instytutu Metrologii
Elektrycznej Politechniki Wroctawskiej petnit z wyboru w latach 1991-96. W 1998 zatozyt
Katedre Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wroctawskiej, ktora kieruje
rowniez obecnie.

Wspotpraca profesora z Polskg Akademig Nauk trwa nieprzerwanie od 1993 roku, kiedy
zostat wybrany do Komitetu Metrologii i Aparatury PAN. Jest autorem lub wspotautorem
273 publikacji, w tym 42 z listy filadelfijskiej; beneficjentem 8 grantéw promotorskich
KBN, 9 grantéw indywidualnych KBN, 2 grantéw celowych, 1 badawczo-rozwojowego i 6
grantow miedzynarodowych (polsko-francuskich).

Sposrod licznych zaszczytow i wyrdznien wymieni¢ nalezy m.in. Nagrode Wydziatu IV PAN
w 1993 r. oraz otrzymanie Subsydium Profesorskiego FNP za rok 2005 pt. ,,Metrologiczne
uwarunkowania fotonicznych metod analizy spektralnej i polaryzacyjnej promieniowania
rozproszonego w uktadach dyspersyjnych”.

Informacje dla medidw umieszczane sg na stronie:
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml



